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Wykład 15 1 - - Egzamin

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchacza w zagadnienia nowoczesnego sterowania systemami z uwzględnieniem oddziałujących na nie zakłóceń oraz potencjalnych 
uszkodzeń

Wymagania wstępne
Podstawy analizy matematycznej i algebry liniowej

Zakres tematyczny
Podstawowe pojęcia diagnostyki procesów: redundancja sprzętowa i analityczna, detekcja, lokalizacja i identyfikacja uszkodzeń. Klasyczne układy detekcji uszkodzeń: 
estymacja parametrów, relacja parzystości obserwatory stanu. Sterowanie: elementarne sterowanie ze sprzężeniem od stanu, sterowanie ze sprzężeniem od wyjścia. 
Sterowanie przy założonych parametrach jakościowych regulacji. Sterowanie tolerujące uszkodzenia= fuzja sterowania i diagnostyki uszkodzeń: układ pasywny i aktywny. 
Podstawowe rozwiązania stosowane w układach tolerujących uszkodzenia. Przykłady zastosowań

Metody kształcenia
wykład problemowy, wykład konwencjonalny

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się
Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć
Wiedza o podstawowych właściwościach układów diagnostycznych K_W01 egzamin - ustny, opisowy, testowy i inne Wykład

Umiejętność opisu podstawowych układach sterowania K_U01 egzamin - ustny, opisowy, testowy i inne Wykład

Umiejętność wskazania możliwości łączenia układów sterownia i 
diagnostyki systemów

K_U03 egzamin - ustny, opisowy, testowy i inne Wykład

Warunki zaliczenia
Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów pisemnych lub ustnych przeprowadzonych co najmniej raz w semestrze oraz uzyskanie pozytywnej 
oceny z egzaminu
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